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摘要(译)

用于磁共振环境的温度测量探头（ 130 ）包括细长基板（ 202 ），至少
一个高电阻导电迹线（ 200,200 200 b 200 a&#39;， 200 b）一个印刷
的至少一个热敏电阻（ 204 ）设置在基板上并与迹线电连接。热敏电阻
配置成在磁共振环境中与患者热连通。在一些实施例中，印刷迹线可以
是碳基的，基于硅树脂的，或者可以是掺杂的半导体材料。
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